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Objectius de I’assignatura: La finalitat d'aquest modul consisteix en descriure els equips basics de naturalesa
electronica capagos de realitzar mesures de variables i de generar senyals electroniques. Es fara especial
insisténcia en les seues limitacions reals i els errors que els instruments aporten a les mesures realitzades. Aixi
mateix s'exposaran a nivell circuital les configuracions caracteristiques per a la mesura d’impedancies.
Finalment es tractara el problema de la mesura de magnituds fisiques no eléctriques i el seu condicionament
electronic.

Temes afins a I’assignatura que I’estudiant ha de conéixer: Analisi de circuits i sistemes lineals.
Components i circuits anal.logics i digitals. Analisi i calcul matematic.

Avaluacio:

La teoria i les practiques de laboratori pesen respectivament un 60% i un 40% de la nota final de I'assignatura.
Per a promediar les notes de teoria i de practiques sera necessari que la nota de cadascuna d'elles per separat
siga superior a 4 sobre 10. La nota de la part de teoria sorgira com el resultat de la realitzaci, en les dates
indicades en el calendari oficial d'examens, de dos examens parcials. La nota de teoria s'obtindra com mitjana
de la nota obtinguda en estos dos parcials sempre que per separat cadascuna d'elles siga superior a 4. En cas
d'obtenir una nota igual o superior a 4 en el primer parcial s'eliminaria matéria, només en la convocatoria de
Juny. En la segona data indicada en el calendari oficial d'examens I'alumne podria examinar-se de la resta de la
matéria del temari o bé del global. Ambdds proves consistiran en la resolucié de diferents qliestions
relacionades amb els continguts exposats en l'assignatura.

Programa
Capitol I.- Introducci6 i conceptes basics.

Llicé 1.- Introduccié. Principis generals dels sistemes de mesura.
Conceptes generals i terminologia. Caracteristiques estatiques i dinamiques dels sistemes de mesura.

Llicé 2.- Exactitud, errors i incertesa en les mesures.
Origen dels errors. Tipus: errors sistematics, aleatoris i humans. Minims quadrats.

Capitol I11.- Equips electronics.
Llicé 3.- EI multimetre digital.
Introduccid. Etapes d’entrada. Funcions automatiques. Dispositius de representacid. Fonts d’errors
en els multimetres digitals: inherents i de procediment.

Llicé 4.- Fonts de senyal.
Tipus de fonts de senyal. Especificacions per a les fonts de senyal. Generadors de funcions.
Generaci6 de senyals modulades. Generadors d'escombrat. Generadors de polsos.

Llicé 5.- L'oscil-loscopi.
Introduccié. El sistema de deflexié vertical. El sistema de deflexié horitzontal. El sistema
d’escombrat. Oscil-loscopis digitals. Sondes d'oscil-loscopi.

Capitol I11.- Mesura de magnituds fisiques eléctriques.

Llicé 6.- Mesura de resisténcies, capacitats i inductancies.
Mesura de resisténcies: Métode del voltimetre i de I'amperimetre. Ohmetres. Ponts de continua.
Mesura de capacitats i inductancies: circuits en pont, mesura amb voltimetres d'alterna, métode de ressonancia.

Capitol 1V.- Mesura de magnituds fisiques no eléctriques. Condicionament electronic.

Llicd 7.- Sensors.
Introduccié. Mesura de temperatura: detectors de temperatura resistius, termistors. Mesura de
radiacid lluminosa: fotorresisténcies, fotodiodes. Sensors capacitius.

Llicé 8.- Circuits condicionadors basics.

Introduccid. Circuits operacionals basics. Alimentaci6 de I’amplificador operacional. Convertidors
lineals amb amplificador operacional. Circuits convertidors lineals basics. Limitacions practiques de
I’amplificador operacional. Circuits condicionadors.
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Adreges World Wide Web amb temes d’interés relacionats amb els continguts de I’assignatura:

KEItNIBY .t http://www.keithley.com/
IVIAXEIM 1.ttt http://www.maxim-ic.com/
TEXAS INSTIUMENES.....veveveietiieee et re ettt sa e et s http://www.ti.com
ANAIOY DBVICES. ....c.eeuiieiieieieiesieiete ettt sttt http://www.analog.com/

.. http://mww.lecroy.com/
MIOLOTOIA ...t http://www.onsemi.com/
National INSTIUMENTS .......ceiveiceieee e ns http//www.natinst.com




http://www.national.com/
....http://www.philips.com/
................................................................................................................ http://www.tek.com

AGilent TECANOIOGIES......ccveiiiieiiirieis e http://www.tm.agilent.com
REVISIA EDN ...ttt bbb http://www.ednmag.com/




Practiques d’Instrumentacio i Equips Electronics (Enginyer Técnic de Telecomunicacio)
Departament: Enginyeria Electronica

Credits: 4,5 Tipus: Troncal Curs: 2004/2005
Professor coordinador: Diego Ramirez Mufioz (diego.ramirez@uv.es)

Objectius: La finalitat de les practiques és la de fer que I’estudiant conega les possibilitats reals dels equips
electronics basics per tal de fer mesures correctes de variables de tipus electric. Es posara especial atenci6 en
les limitacions dels equips electronics i la seua influéncia en la exactitud de les mesures realitzades amb ells. La
segona de les finalitats de les practiques consisteix en fer que I’estudiant sapiga dissenyar un sistema de mesura
anal.logic de precisié mitja. Per tal d’assolir aquest objectiu es realitzaran diversos muntatges que permetran el
coneixement i la familiaritzacié amb diferents tipus de sensors i els seus condicionadors.

Continguts:

Practica 1: El multimetre digital en DC. Errors.

Practica 2: El multimetre digital en AC. Errors.

Practica 3: Disseny i verificacié de circuits generadors de senyal.

Practica 4: El generador de funcions arbitraries.

Practica 5: Us correcte de les sondes i mesures basiques amb I’oscil.loscopi.
Practica 6: Mesures amb I’oscil.loscopi.

Practica 7: Limitacions en frequéncia de I’amplificador operacional.
Practica 8: Mesura i condicionament electronic de temperatura.

Practica 9: Disseny d’un accionament amb termistor.

Avaluacié:

Com a norma general la nota de practiques sera el resultat d’una avaluaci6 continua de totes les sessions de
laboratori. En cadascuna d’elles es valorara la destresa demostrada, interés en el muntatge i el desenvolupament
d’aquest al llarg de la sessié. S’ha de mantenir al dia un diari de laboratori el qual podra ésser requerit per el
professor en qualsevol moment. La nota final de practiques correspondra a la mitjana ponderada de les
qualificacions de tipus practic junt amb les obtingudes en les inspeccions del diari. No obstant aixo, existira
una data indicada en el calendari oficial d’examens per a la realitzacié d’una prova escrita de practiques de
laboratori. La nota de practiques sera obtinguda sols mitjangant un dels anteriors metodes esmentats. L’aprovat
en practiques es mantindra sols si I’alumne ho desitja durant el seglient curs academic. Transcorregut aquest
any, qui no haguera superat la totalitat de I’assignatura deura tornar a acreditar la condici6 d’aprovat en teoria i
en practiques com si d’un alumne de primera matricula es tractara.
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